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A sikhomogréfia egy sikbeli alakzat két kiilonb6zd projektiv képe kozott meglévd
transzformacio. Becslése alapvetd fontossagl példaul a szamitogépes latasban, panoramakép
készitésben vagy az alakzatillesztésben. Ha ismertek pontmegfeleltetések, akkor a
sikhomografia meghatdrozasa példaul homogén linearis egyenletrendszer megoldasaval
torténhet. A pontmegfeleltetések eldallitisdhoz intenzitasértékekbdl szadmitott hasonldsagi
mértékeket haszndlnak. A gyakorlatban nem minden esetben dallnak rendelkezésre
intenzitasértékek, ilyenkor nehéz megfeleld pontmegfeleltetéseket talalni.

Modszerem két binaris kép kozott meglévo sikhomografia paramétereit hatdrozza meg.
Dolgozatomban megmutatom, hogy a probléma felirhatd tetszdleges szami fliggetlen
nemlinedris egyenletként, melyekbdl képezett egyenletrendszer megoldasa adja a
sikhomografia paramétereit. Az egyenletek felallitdisahoz nincs sziikség pontmegfeleltetésekre
¢s a transzformacio erdsségétol fiiggetleniil megtalalja a helyes paramétereket.

A modszert nagyméretli szintetikus tesztadatbazison, valamint kiilonb6zé valos
képsorozatokon teszteltem. A gyakorlatban a bindris képek szinte mindig tartalmaznak
szegmentalasi hibat, ezért a tesztelés kiterjedt a modszernek a szegmentalasi hibakkal
szembeni robusztussdganak vizsgalatdra is. Az algoritmus robosztusnak bizonyult mind
szintetikus képeken, mind pedig KRESZ tabldkon [év6 alakzatok, illetve - orvosi

alkalmazasként - csipdprotézisek rontgenképeinek illesztésére.



